ra

E _PRESCRI 1 A D IR LA
CONTRATACION DEL_S R INSTALACION DE__UN
DIFRACTOMETRO DE RAYOS X DE MONOCRISTAL, CON_2

RADIACIONES POR TUBO MICROFOCO DE ULTIMA GENERACION Y
SISTEMA CRIOGENICO DE BAJA TEMPERATURA.
DESCRIPCION TECNICA

1. PARTES Y COMPONENTES DEL EQUIPO: r

A. Difractémetro con 2 tipos de radiacién X una de Cu y otra de Mo,
emitidas por tubos de microfoco con sus sistemas Opticos para el
enfoque del rayo.

B. Detector 2D para toma de imagenes de difraccion de rayos X.

C. Gonidmetro de 4 circulos con geometria Kappa para el
emplazamiento de la muestra y del detector.

D. Estacidn de control y software para la operacién de todos los

componentes del equipo, procesado de imagenes, analisis de los
resultados y resolucién estructural.

E. Carcasa de proteccion anti-radiacién y sistemas de alarmas de
seguridad.

F. Sistema criogénico que permita mantener los cristales a difractar por
debajo de 100 K.

G. Manuales

H. Otras condiciones

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A. Radiacién por Microfuentes de rayos X de Cu y Mo con sistemas
Opticos para el enfoque del rayo.

1. Dos radiaciones X una de Cu y otra de Mo emitidas por tubos de
microfoco de al menos 50 W.

2. Sistema Optico multicapa para cada una de las radiaciones que permita
focalizar un haz de rayos X de alta intensidad sobre los cristales objeto

de estudio. .
3. Refriaarardas nar Aire. sin necesidad de refrineracién nor annAa.
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B. Detector de area para toma de imagenes de difraccion de rayos

1.

5.

X

El detector de drea deberd tener una superficie activa minima de 100 x
100 mm.

2. El detector debera ser de tecnologia de Ultima generacion.
3.
4, El control de los parametros de funcionamiento del detector, incluido su

Refrigerado por aire sin necesidad de refrigeracién externa por agua.

movimiento, debera poder realizarse mediante software.
Con reconocimiento Gptico automatico de componentes en tiempo real.

C. Gonibmetro de Geometria Kappa 4 circulos de para el

1.

2.

emplazamiento de la muestra y detector.

El difractémetro estard dotado de un goniémetro de 4 circulos con
geometria Kappa.

El gonidmetro debe tener con una esfera de coincidencia, de al menos
<7 um.

. El control de los diferentes circulos se realizara mediante software y

debera disponer de proteccién frente a colisiones por hardware y/o
software.

. La distancia muestra-detector estara en un intervalo de 30 mm a 240

mm. como minimo.

. Con celda de alta presion DAC y accesorios adecuados para su uso en

el difractémetro, reconocimiento automatico del componente, caiculo
automatico de estrategia anticolision cuando se inserte y software
adecuado.

D. Estacion de control y software para la operaciéon de todos los

componentes del equipo, procesado de imagenes analisis de los
resultados y resolucion estructural.

1. El sistema informatico debera constar de un ordenador basado en

microprocesador con capacidad suficiente, memoria'RAM minima de 8
Gb, disco duro con capacidad minima de 1Tb, tarjeta de red, lector-
grabador de DVD, teclado ratén éptico, pantalla TFT & LCD (tamafio
minimo 24").

. El software de control del equipo ofertado debera ser compatible con

los sistemas operativos habituales del mercado. El software para el
control de la maquina debera permitir la toma de datos automatizada
de muestras monocristalinas, tratamiento de datos, indexado,
estrategia de recogida, reduccion, procesado y manipulacién en general
de los datos recolectados asi como de la resolucion estructural.
También se deberd suministrar una licencia multiusuario que permita la
utilizacién de todo el software de tratamiento de datos y resolucion de



VNIVERSITATE BVALENCIA
estructura para un minimo de 20 usuarios. Deberan estar incluidas las
futuras actualizaciones y versiones del software de control vy

tratamiento de datos.
E. Carcasa de proteccién anti-radiacién.

1. Carcasa anti-radiacion compacta y sellada, sin aperturas para la
introduccion del accesorio de baja temperatura y provista de dobles
circuitos de seguridad acorde con la normativa europea y espafiola
sobre proteccién contra la radiacién con Aprobacion de Tipo.

2. Cumplimiento de normativa CE con certificado de Conformidad CE
actualizado a Diciembre de 2009 que verifique el cumplimiento de la
nueva Directiva Europea sobre Maquinaria 2006/42/EC de entrada en
vigor efectiva a partir de Diciembre de 20089.

3. Homologacién del equipo.

F. Sistema criogénico que permita mantener los cristales a
difractar por debajo de 100 K con depésito de nitrégeno

1. El equipo debera suministrarse con un sistema de baja temperatura que
permita mantener los cristales durante la recoleccién de datos de
difraccién en una corriente de nitrégeno gas a una temperatura < 100
K.

2. El sistema deberd tener una linea de transferencia y un depdsito de
nitrdgeno liquido de al menos 50 litros.

3. Controlador de relleno automatico.

G. Manuales

1 El adjudicatario deberd proveer los manuales de uso
correspondientes al equipamiento asi como el del software suministrado.

Valencia, 7 de Marzo de 2017

Firmado:

Prf. Miguel Julve Olcina
Catedratico de Universidad.





